
Патентно-информационные 
исследования

⦿ Патентно-информационные исследования 
(ПИИ)

⦿ Цель проведения ПИИ
⦿ Этапы  проведения ПИИ
⦿ Оформление отчета о ПИИ
 
Начальник Отдела интеллектуальной собственности Карпушевич Светлана Витальевна



Патентно-информационные исследования

⦿ Патентные исследования являются 
составной частью научно-исследовательской  
деятельности ППС, молодых ученых и студентов . 

    Основанием для проведения ПИИ служит приказ 
ректора № 192-П от 20.04.2009 п.2 «Включить в 
план диссертационных исследований, дипломного и 
курсового проектирования  раздел «Патентно-
информационные исследования»  

     
    Форма отчета о ПИИ разработана в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15.011-96 к организации, 
проведению и оформлению результатов патентных 
исследований.

 



Патентно-информационные исследования

Патентные исследования позволяют:
определить «уровень техники» и 
патентоспособность результатов НИР;
определить патентную чистоту РИД;
выявить потенциальных конкурентов.



Патентно-информационные исследования

⦿ Этапы ПИИ :
разработка задания на ПИИ;
Составление  регламента поиска информации;
поиск и отбор патентной и научно-
технической информации;
анализ отобранной информации;
 выводы о статусе НИР.



Патентно-информационные исследования

⦿ Порядок:
Определить объект исследования 
(ключевые слова);
УДК , МПК, МКПО;
Утвердить ретроспективу (глубина) и 
страны поиска;
Установить источники информации.



Источники патентной информации

⦿ Адреса патентных ведомств:
Великобритания - 

http://www.netwales.co.uk/ptoffice
Германия   - 

http://www.deutschespatentamt.deГермания   
- http://www.deutschespatentamt.de           
http://www.depatisnet.de 

Республика Кыргызстан  - http://www.Республика 
Кыргызстан  - http://www.fund.patentРеспублика 
Кыргызстан  - http://www.fund.patent.Республика 
Кыргызстан  - http://www.fund.patent.kg

Россия  -  http://www1.fips.ru  
США  -  http://www.uspto.govСША  -  

http://www.uspto.gov httpСША  -  
http://www.uspto.gov http://США  -  
http://www.uspto.gov http://wwwСША  -  
http://www.uspto.gov http://www.США  -  
http://www.uspto.gov http://www.patftСША  -  
http://www.uspto.gov http://www.patft.США  -  
http://www.uspto.gov http://www.patft.usptoСША  -  
http://www.uspto.gov http://www.patft.uspto.США  -  
http://www.uspto.gov http://www.patft.uspto.gov   

Франция   http://www.inpi.fr   
Япония http://www.jpo.go.jpЯпония 

http://www.jpo.go.jp http://www.ipdl.inpit.go.jp/   
ВОИС http://www.wipo.intВОИС 

http://www.wipo.int, http://www.ompi.int 
ЕАПВ  http://www.eapo.orgЕАПВ  

http://www.eapo.org  httpЕАПВ  http://www.eapo.org  
http://ЕАПВ  http://www.eapo.org  http://wwwЕАПВ  
http://www.eapo.org  http://www.ЕАПВ  
http://www.eapo.org  http://www.eapatisЕАПВ  
http://www.eapo.org  http://www.eapatis.ЕАПВ  
http://www.eapo.org  http://www.eapatis.com    

ЕПВ http://www.epo.co.at/epoЕПВ 
http://www.epo.co.at/epo 
http://www.espacenet.com 



Патентно-информационные исследования

⦿ Государственный фонд КР 
httpГосударственный фонд КР 
http://Государственный фонд КР 
http://wwwГосударственный фонд КР 
http://www.Государственный фонд КР 
http://www.fundГосударственный фонд КР 
http://www.fund.Государственный фонд КР 
http://www.fund.patentГосударственный фонд 
КР http://www.fund.patent.Государственный 
фонд КР http://www.fund.patent.kg 

⦿ PATENTSCOPE поиск технологий и 
патентной информации 
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp



Источники  не патентной информации 

по направлениям:
⦿ Медицина http://www.who.int/hinari/en/ 
⦿ Сельское хозяйство http://www.aginternetwork.org/en/ 
⦿ Строительство httpСтроительство http://Строительство 

http://wwwСтроительство http://www.Строительство 
http://www.scirusСтроительство http://www.scirus.Строительство 
http://www.scirus.com

⦿ Химия  httpХимия  http://Химия  http://wwwХимия  http://www.
Химия  http://www.chemspiderХимия  http://www.chemspider.Химия  
http://www.chemspider.com 

⦿ Экология http://www.oaresciences.org/en/ 
⦿ Авторефераты, диссертации, журналы httpАвторефераты, 

диссертации, журналы http://Авторефераты, диссертации, журналы 
http://wwwАвторефераты, диссертации, журналы http://www.
Авторефераты, диссертации, журналы http://www.oelАвторефераты, 
диссертации, журналы http://www.oel.Авторефераты, диссертации, 
журналы http://www.oel.bikАвторефераты, диссертации, журналы 
http://www.oel.bik.Авторефераты, диссертации, журналы 
http://www.oel.bik.orgАвторефераты, диссертации, журналы 
http://www.oel.bik.org.Авторефераты, диссертации, журналы 
http://www.oel.bik.org.kg 

⦿ Поиск научно-технической информации httpПоиск научно-
технической информации http://Поиск научно-технической 
информации http://scholarПоиск научно-технической информации 
http://scholar.Поиск научно-технической информации 
http://scholar.googleПоиск научно-технической информации 
http://scholar.google.Поиск научно-технической информации 
http://scholar.google.com



Патентно-информационные исследования

⦿ На сайте Кыргызского национального 
патентного ведомства «Кыргызпатент» 
база данных объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС)  отсутствует.

⦿  Информация об ОИС  размещена  в 
официальном бюллетене 
«Интеллектуальная собственность»



Патентно-информационные исследования

⦿ Поиск патентной информации по БД 
Роспатента:
Сервер Роспатента http://www.fips.ru -
возможность доступа к базе патентной 
информации и к патентным фондам 
различных стран и международных 
организаций;
 Ссылка на сайт европейского патентного  
ведомства http:// Ссылка на сайт 
европейского патентного  ведомства http://  
Ссылка на сайт европейского патентного  
ведомства http:// ru.espacenet.com 
содержится в разделе «Информационные 
ресурсы» 



Бесплатная база данных Роспатента:



Поисковый запрос
- Вид поиска: ЛОГИЧЕСКИЙ, СЛОВАРНЫЙ
 



Бесплатная база данных Европейского патентного 
ведомства:



Бесплатная база данных Евразийского патентного ведомства:



Проведение поиска в сети ESP@CENET





Запрос по ключевым словам



Результат поиска



Патентно-информационные исследования

⦿ Анализ технических результатов. Выводы.
Ознакомление  с ОПС  из перечня 
соответствующих БД и источников НТИ;
Определение технико-экономических 
преимуществ объекта; 
Копирование сведений об аналогах;
Объединяя повторяющиеся цели, обобщить: 
достижение каких технических результатов 
преследуют разработчики для развития 
данной области техники.



Патентно-информационные исследования

⦿ Международная патентная 
классификация (МПК, англ. International 
Patent Classification (IPC)) — иерархическая система 
патентной классификации) — иерархическая 
система патентной классификации. МПК является 
средством для классификации патентных 
документов (патенты) — иерархическая система 
патентной классификации. МПК является средством 
для классификации патентных документов (патенты 
на изобретения, включая опубликованные патентные 
заявки, авторские свидетельства, полезные 
модели и свидетельства о полезности) 
единообразной в международном масштабе. 
Представляет собой инструмент для патентных 
ведомств и других потребителей, осуществляющих 
поиск патентных документов.



 

⦿ Универса́льная десяти́чная классифика́ция 
(УДК) — система) — система 
классификации) — система 
классификации информации) — система 
классификации информации, используется в 
мире для систематизации произведений 
науки) — система классификации 
информации, используется в мире для 
систематизации произведений науки, 
литературы) — система классификации 
информации, используется в мире для 
систематизации произведений науки, 
литературы и искусства) — система 
классификации информации, используется в 
мире для систематизации произведений 
науки, литературы и искусства, 
периодической печати, различных видов 
документов и организации картотек 
(https://teacode.com/online/udc/

     https://www.triumph.ru)



Международные коды для идентификации 
библиографических данных , 
относящихся к изобретениям

(10) – номер охранного документа СССР
(11) – номер охранного документа КР, РФ и т.д.
(12) – вид документа на естественном языке
(19) – код страны публикации
(21) – регистрационный номер заявки
(22) – дата подачи заявки
(46) – дата публикации охранного документа, номер    

бюллетеня
(54) – название изобретения
(57) – реферат, формула изобретения
(71) – заявитель(и), код страны
(73) – патентовладелец(ы), код страны
(75) – автор(ы) изобретения, который(ые) является также 

заявителем, код страны



Патентно-информационные исследования

Отчет о ПИИ включает в себя:
⦿ Наименование разработки с указанием ее вида;

- Ф.И.О. разработчика  с указанием статуса (студент, 
аспирант и т.д.), сведения о  руководителе

⦿ О Т Ч Е Т

о патентно-информационном исследовании по теме
_____________________________________________________

Исполнитель: аспирант первого года очного обучения  
-_______________________________________________________

Научный руководитель: проф., д.м.н.  
-_______________________________________________________

-



Патентно-информационные исследования

Отчет о ПИИ включает :
1. Таблица 1 
Задание – регламент (заполняется совместно с 
руководителем НИР), состоит из граф:
-  предмет исследования (объект, его составные части);
- цель исследования;
- сроки выполнения;
- страны, ретроспектива;
- классификационные индексы УДК,МК, МПКО; 
- источники информации (научно-техническая, 

экономическая).
- патентная документация. (наименование сайтов, 

патентных бюллетеней).
   



Патентно-информационные исследования

Таблица  2 
– Патентная документация, отобранная для последующего 

анализа содержит графы:
предмет исследования (объект, его составные части) 
Название ОПС;
страна, вид, номер охранного документа, дата 
приоритета, МПК или МКПО;
Заявитель, патентовладелец, наименование организации, 
фирмы; 
Краткое описание технического решения.



Патентно-информационные исследования

Таблица  3
-  Научно-техническая (конъюктурная, экономическая) 

документация, отобранная для последующего анализа,  
содержит графы: 
Источник информации. 
Название публикации.
Год, место и орган издания, автор публикации.
Краткое содержание информации (отражающее 
сущность разработки).



Патентно-информационные исследования

Результаты ПИИ отражены в разделах:
- Анализ :
- определение тенденций развития, заложенных в 

аналогах и сопоставление технико-экономических 
показателей объекта разработки  и  аналогов 
(определение  «уровня техники»);

- Выводы:
Отражение актуальности  проведения исследований по 

выбранной теме НИР .



Патентно-информационные исследования

⦿             
              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ             
 
ois@krsu.edu.kg

Бишкек, КРСУ, 2018


